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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CENTRALES NUCLEAIRES DE PUISSANCE —
CONCEPTION DES SALLES DE COMMANDE —
ANALYSE FONCTIONNELLE ET AFFECTATION DES FONCTIONS

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation cor. nosJ e
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a pou. objc* de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les c¢omai. as de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes ‘ iter. ativnales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national in.5ressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non go:ivernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement ¢ /ec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord entre les deu..2t yanisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques renrése atent’ dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Con ‘té< nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations in. riationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports technigques ou gui“es 't agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nedonaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes ir. arn¢ cionales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norm. de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette a rnie e.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquag corme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme > .I'".ne de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des-éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou ¢= dicits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels dro.*s ?+ propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61832 a AtZ établie par le sous-comité 45A: Instrumentation des
réacteurs, du comité d'études 45 l1e 1o CEl: Instrumentation nucléaire.
Cette norme doit étre lue ccnizintement avec la CEIl 60964.

Le texte de cette norme et issu des documents suivants:

[ FDIS Rapport de vote

| 45A/382/FDIS 45A/389/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

ahouti a "approbation de cette norme.

L ~tte pub'ication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Lus annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette

date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

NUCLEAR POWER PLANTS —
DESIGN OF CONTROL ROOMS -
FUNCTIONAL ANALYSIS AND ASSIGNMENT

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization cempr.ing
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to p.omc¢ =
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic eldc  To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Thei® pr2parc‘ion is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject ‘'calt wita may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizctions liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Iliternational
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agree ment between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express,<as n arly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical com nit*t2e has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international use z:id are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guidesand they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Comm ttees u.adertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible n. th ir rational and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponau ng 1 ational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its ¢ oproal and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its stancra's.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsi. le fc. identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61839 Fkas been prepared by subcommittee 45A: Reactor
instrumentation, of IEC technical comiiitiee 45: Nuclear instrumentation.

This standard shall be read in ccnounction with IEC 60964.

The text of this standard'is .2<2d on the following documents:

l FDIS Report on voting
I

45A/382/FDIS 45A/389/RVD

Full informacon on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting iidicated in the above table.

Thiv oubn cation has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Anricxes A and B are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2006. At this date, the publication will be

reconfirmed;
withdrawn;
replaced by a revised edition, or

amended.
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CENTRALES NUCLEAIRES DE PUISSANCE -
CONCEPTION DES SALLES DE COMMANDE -
ANALYSE FONCTIONNELLE ET AFFECTATION DES FONCTIONS

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale définit les procédures d’analyse fonctionnelle et d’affectatior.
des fonctions (AF et AF, quelquefois appelées «allocation des fonctions ») applicables a la
conception du systéme de salle de commande dans les centrales nucléaires et donie u=s
régles pour établir des critéres applicables a I'affectation des fonctions.

La présente norme est un complément de la CEl 60964, relative a la conception ucs sailes de
commande des centrales nucléaires de puissance.

Le but de la présente norme est d'établir des exigences spécifiques pou. effectuer I'analyse
fonctionnelle et I'affectation des fonctions requises en 3.1 et 3.2 de la C=l 6.964, et de ce fait
se substitue aux directives données en A.3.1 et A.3.2 de la CEI 6026+.

La présente norme s’applique a la conception de nouvelles <alles de commande ou a des
rénovations (renouvellement ou modifications de la concepu<..;~apportées a des salles de
commande existantes. Dans ce dernier cas, il est né.essaie d'user de prudence dans
I'identification des zones affectées indirectement et directe.~er ¢ par les modifications.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositionc. valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendenents ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s'appliqguent pas. Toutefois, .les’ purties prenantes aux accords fondés sur la présente
Norme internationale sont invitées a i >2nercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la
derniere édition du document rnerriatif en référence s’applique. Les membres de I'ISO et de la
CEIl possedent les registres d<~s Normes internationales en vigueur.

CEI 60964:1989, Coro~puan des salles de commande des centrales nucléaires de puissance

CEl 61771:1995, Cer.trales nucléaires de puissance — Salle de commande principale —
Vérification et va,.dation de la conception
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NUCLEAR POWER PLANTS -
DESIGN OF CONTROL ROOMS -
FUNCTIONAL ANALYSIS AND ASSIGNMENT

1 Scope and object

This International Standard specifies functional analysis and assignment procedures (FA
and A, sometimes called allocation of functions) for the design of the control-room system for
nuclear power plants and gives rules for developing criteria for the assignment of functians.

This standard supplements IEC 60964, which applies to the design of the cortrc'-rocn for
nuclear power plants.

The purpose of this standard is to provide specific requirements for carryine out the functional
analysis and assignment required in 3.1 and 3.2 of IEC 60964, and there‘ore s 'persedes the
guidance given in A.3.1 and A.3.2 of IEC 60964.

This standard is applicable to the design of new control-rooms or tc hackfits (design renewal
and design modifications) to existing control-rooms. In the latter case, particular caution is to
be exercised to identify areas indirectly affected as well as thcs > directly affected.

2 Normative references

The following normative documents contain provitions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of thece publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Sixncard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of ti.» »ormative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the f10r.native document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of curronti - valid International Standards.

IEC 60964:1989, Design for coni=« | rooms of nuclear power plants

IEC 61771:1995, Nucle:r power plants — Main control-room — Verification and validation of
design
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